Ceské vysoké uceni technické v Praze
Fakulta jaderna a fyzikalné inzenjrska
Katedra fyzikalni elektroniky

TEMATA STUDENTSKYCH PRACI PRO SKOLNI ROK 2013-14

Ramcové téma prace ¢. 18: XUV kontaktni mikroskopie v oblasti 300 az
500 eV

Typ prace: BP (VU)

Obor: FI (ON)

Vedouci prace: doc. Ing. L. Pina, DrScf?
Kozultant(i):

Student:

Abstrakt: Cilem je navrhnout kontaktni XUV mikroskop se submikronovym rozlisenim
a provést srovnani s ostatnimi mikroskopickymi metodami. Identifikovat vhodné
aplikace.
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